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公司简介

北测（上海）电子科技有限公司



实验室分布



出具CNAS或CMA报告

实验室认可证书

资质认定证书

公司资质



公司资质

高新技术企业

莱茵合作实验室



可靠性实验室概览



主要服务项目AEC-Q101



遵循标准 & 能力范围



老化板设计和制作



AMP HTOL老化板设计案例



老化板



试验设备



试验设备



试验设备



试验设备



试验设备



试验设备



试验设备



试验设备



试验设备



试验设备



第三代半导体动态实验设备



性能参数测试设备



性能参数测试设备



性能参数测试设备



性能参数测试设备



性能参数测试设备-ESD



失效分析设备



功率器件参数测试

DC

AC



测试夹具（老化板）



测试设备



合作客户



探索芯片行业职业教育新模式

晶圆
制造

封装
测试

仪器
装备

高端研发

中层管理

基层实操



探索芯片行业职业教育新模式

注重理论 实操缺失 产学脱节



探索芯片行业职业教育新模式

校 企

生源

场地

政策

设备

经验

就业



探索芯片行业职业教育新模式

校 企
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